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摘要(译)

深区温度计算装置441基于来自体表传感器31A和31B的第一体表温度和
第二体表温度，并基于第一中间温度计算深区域的温度Tcore。来自中间
传感器32A和32B的第二中间温度。由于深区域的温度Tcore由两个体表
温度和两个中间温度确定，因此无论温度计的耐热性如何，都可以计算
深区域的温度Tcore，而不对该区域的耐热性做出任何假设。从人体的深
部区域延伸到体表。由此，可以计算深区域的温度Tcore，并且可以高精
度地测量体温，而不管体型的差异或与衣服或床上用品的接触。
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